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JORNADA SOBRE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD INSTRUMENTOS 
DESTINADOS A LA MEDIDA Y/O REGISTRO DE LA TEMPERATURA 

UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 
CONTROL DE PRODUCTOS A TEMPERATURA CONTROLADA 

 
23 Noviembre 2020 

 
 
El objetivo de esta jornada es informar sobre las novedades que presentan la Orden  ICT/155/2020, 
de 7 de febrero de 2020, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados 
instrumentos de medida y la Norma UNE-EN 12830:2019 “Registradores de temperatura para el 
transporte, almacenamiento y distribución de productos sensibles a la temperatura. Ensayos, 
funcionamiento y aptitud de uso” 
 
 

9:30-9:45 Presentación de la Jornada José Manuel Bernabé  
(Director, CEM) 

9:45-11:15 Nueva Norma UNE-EN12830: 2019 y futuras modificaciones 
de las Normas UNE-EN 13485 y UNE-EN 13486. 

Juan Manuel González 
(UPM) 

 

11:45-13:15 El RD244/2016 y la ICT/155/2020 aplicadas al control 
metrológico de registradores de temperatura y termómetros 

Mª José Martín Hernández 
(CEM) 

13:15-13:45 Guías de la CML sobre control metrológico de registradores 
de temperatura y termómetros 

Mª José Martín Hernández 
(CEM) 

13:45-14:00 Clausura de la Jornada Mª Teresa López 
(Directora de División, CEM) 

 
La jornada se celebrará por videoconferencia y tendrá un número limitado de asistentes por lo que 
se ruega a los interesados inscribirse en el siguiente enlace antes del 18 de noviembre: 
 
 

REGISTRO  
 
 
Unos días antes de la jornada, los inscritos recibirán un correo electrónico con las instrucciones 
para la conexión. 
 
 


